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3° Mini-Teste: Circuitos Sequenciais Basicos

Aluno N°

a) [7 val.] Considere o circuito sequencia representado abaixo. Complete a tabela, indicando as excitagbes
dos flip-flops e respectivas transi gdes para cada combinagdo entrada/estado actual do sistema
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b) [7 val.] Complete o diagrama tempora supondo que inicidmente Q1L H = H, Q0_H = L, e desprezando
os tempos de propagacdo face ao periodo de relogio.

¢) [6 val.] Suponha que o maior atraso de propagacao no circuito esta associado ao percurso FF1 ® AND
® XOR® FFO quando ocorreatransicdo Q1 H=H,Q0 H=H® Q1 H=L,Q0 H=H paaX_H=
L. Exprima a frequéncia maxima de rel6gio do sistema em funcéo dos varios tempos de propagacéo (LH
ou HL) e/ou de setup. Cada termo deve referir o componente associado, por exemplo, tpHL (FF1).
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3° Mini-Teste: Circuitos Sequenciais Basicos

Aluno No

a) [7 val.] Considere o circuito sequencia representado abaixo. Complete a tabela, indicando as excitagbes
dos flip-flops e respectivas transi ¢es para cada combinacéo entrada/estado actual do sistema.
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b) [7 val.] Complete o diagramatempora supondo que iniciamente Q1 H = H, Q0_H = H, e desprezando
0s tempos de propagacao face ao periodo de relégio.

c) [6 val.] Suponha que o maior atraso de propagacdo no circuito esté associado ao percurso FFO ® AND
® XOR® FFO quando ocorreatransicao Q1 H=H, Q0 H=L® Q1 H=H,Q0 H=H paraX_H =
L. Exprima a frequéncia méxima de rel6gio do sistema em fungéo dos varios tempos de propagagéo (LH
ou HL) e/ou de setup. Cada termo deve referir 0 componente associado, por exemplo, tpLH(FF1).
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3° Mini-Teste: Circuitos Sequenciais Basicos

Aluno No

a) [7 val.] Considere o circuito sequencia representado abaixo. Complete a tabela, indicando as excitagbes
dos flip-flops e respectivas transi ¢des para cada combinacdo entrada/estado actual do sistema.
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b) [7 val.] Complete o diagrama tempora supondo que inicialmente Q1 H = L, Q0 H = H, e desprezando
o0s tempos de propagacao face ao periodo de rel égio.

c) [6 val.] Suponha que o maior atraso de propagacdo no circuito esté associado ao percurso FF1 ® AND
® XNOR® FFO quando ocorreatransicdo Q1 H=H, QO H=L® Q1 H=L,Q0 H=H paraX_H
= L. Exprima a frequéncia maxima de rel6gio do sistema em funcdo dos vérios tempos de propagacdo
(LH ou HL) e/ou de setup. Cada termo deve referir o componente associado, por exemplo, tpHL(FFL).
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3° Mini-Teste: Circuitos Sequenciais Basicos

Aluno No

a) [7 val.] Considere o circuito sequencia representado abaixo. Complete a tabela, indicando as excitagbes
dos flip-flops e respectivas transi ¢des para cada combinacdo entrada/estado actual do sistema.
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b) [7 val.] Complete o diagrama tempora supondo que inicialmente Q1 H =L, Q0 H = L, e desprezando
o0s tempos de propagacao face ao periodo de rel égio.

c) [6 val.] Suponha que 0 maior atraso de propagacdo no circuito esta associado ao percurso FF1 ®
NAND ® XNOR® FFO quando ocorre atransicdo Q1 H=L, QO H=L ® QL H=H, Q0 H=L
para X_H = H. Exprima a frequéncia maxima de rel6gio do sistema em fungdo dos varios tempos de
propagacdo (LH ou HL) €/ou de setup. Cada termo deve referir o componente associado, por exemplo,
tpLH(FF1).
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3° Mini-Teste: Circuitos Sequenciais Basicos

Aluno No

a) [7 val.] Considere o circuito sequencia representado abaixo. Complete a tabela, indicando as excitagbes
dos flip-flops e respectivas transi¢es para cada combinacéo entrada/estado actual do sistema.
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b) [7 val.] Complete o diagramatempora supondo que iniciamente Q1 H = H, Q0_H = H, e desprezando
o0s tempos de propagacao face ao periodo de rel égio.

c) [6 val.] Suponha que 0 maior araso de propagacdo no circuito estd associado ao percurso FF1 ®
NAND ® XOR® FFO quando ocorreatransicado QL H=H,Q0 H=L ® Q1 H=L, Q0 H =H para
X_H = L. Exprima a frequéncia maxima de relégio do sstema em func¢do dos véios tempos de
propagacdo (LH ou HL) e/ou de setup. Cada termo deve referir o componente associado, por exemplo,
tpHL (FF1).




